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Profilometr optyczny

Opis techniczny:

Tryb pionowej interferometrii skanujacej, tryb interferometrii przesuniecia
fazowego oraz tryb laczacy obydwie powyzsze techniki. Pionowy zakres
skanowania 10 mm ze sprzezeniem zwrotnym w zamknietej petli dla catego
zakresu skanowania. Kamera o matrycy 640 x 480 pikseli o szybkosci 60
klatek na sekunde. Rewolwer sterowany z poziomu oprogramowania na 3
soczewki zmieniajace pole obserwacji. Zmotoryzowany stolik prébki XY, o
zakresach przesuwu 200 mm x 200 mm, sterowany dedykowanym
oprogramowaniem do sklejania mniejszych obrazéw w wieksze.
Zmotoryzowany mechanizm regulacji pochytu realizowany poprzez pochyt
glowicy pomiarowej. System izolacji antywibracyjnej (z kompresorem).
Komputer PC z oprogramowaniem sterujacym oraz oprogramowaniem do
akwizycji i analizy danych, do analizy obrazu oraz typowymi funkcjami
analitycznymi do badan tribologicznych. ¢« Obiektywy interferencyjne 5x i
20x. Zasilacz awaryjny UPS.

Nazwa handlowa: Profilometr optyczny WYKO NT930
Wiecej szczegolow: /equipment/profilometr-optyczny/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna


file:///equipment/profilometr-optyczny/

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Rozmus-Gérnikowska Magdalena

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
magdalena-rozmus-gornikowska-6351.html

Jednostka odpowiedzialna: Wydziat Inzynierii Metali i Informatyki
Przemystowej

Grupa / laboratorium / zespét: KIPiM, laboratorium badania wtasnosci
materiatéw KIPiAM https://kipiam.agh.edu.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2023 11:49
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2010
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Urzadzenie zapewnia mozliwos$¢ pomiaréw topografii powierzchni z wysoka
rozdzielczoscia dla szerokiego zakresu materiatow

Mozliwosci pomiarowe:

* 10 mm zakres skanowania o bardzo duzej doktadnosci ¢ zautomatyzowany
stolik Z z zakresem 100 mm; zmotoryzowany stolik XY o zakresie przesuwu
200 mm w obu kierunkach; automatyczna regulacja pochytu probki ¢
obiektyw interferometryczny Michelson 5x do pomiaru prébek o
wspotczynniku odbicia okoto 20 %. Wysokos$¢ prébki nie moze przekraczac
4"

Warunki udostepniania infrastruktury:

W ramach uméw i zleconych zadan badawczych/upowaznienie kierownika
Katedry IPiAM.
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